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摘要(译)

描述了一种超声诊断成像系统，其量化通过多个针孔泄漏或二尖瓣的狭
缝泄漏的反流。识别泄漏阀的多个孔位置，并从靠近每个孔的流速场获
得多普勒值。对与孔口位置矢量相关的每个流速场的多普勒值进行处
理，以产生通过孔口的流量测量值。将多个这样的孔的流量测量值相加
以产生通过多个针孔泄漏或沿着狭缝泄漏的返流流量的量化测量。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c9c1ad89-37f0-4921-a023-034bd4f71387
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045529148/publication/US2013261458A1?q=US2013261458A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220130261458%22.PGNR.&OS=DN/20130261458&RS=DN/20130261458

